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Mikroskopia - zaréwno optyczna, jak i skanujacej son-
dy (SPM] - stanowi podstawowe narzedzie poznawa-
nia Swiata niewidocznego gotym okiem, od komérek
po pojedyncze atomy.

Klasyczna mikroskopia optyczna opiera sie na
analizie swiatta widzialnego, oferujac szybkie obra-
zowanie duzych obszaréw oraz mozliwos$¢é obserwacji
zywych uktaddw biologicznych w czasie rzeczywistym.
Jej rozdzielczos¢ jest jednak ograniczona przez dy-
frakcje do okoto 200 nm, cho¢ nowoczesne techniki
superrozdzielcze czesciowo przesuwaja te granice.
Z kolei mikroskopia skanujacej sondy (SPM)] wykorzy-
stuje bezposrednie oddziatywania miedzy ostra kon-
cowka a powierzchnia prébki, mierzac sity, prady lub
inne sygnaty lokalne. Dzieki temu mozliwe jest osia-
gniecie rozdzielczosci atomowej, niedostepnej dla me-

tod optycznych.

Najbardziej znane techniki, takie jak mikroskopia
sit atomowych (AFM) i mikroskopia tunelowa (STM],
pozwalaja zaréwno obrazowac, jak i manipulowaé ma-
teria na poziomie nano. Obie klasy metod maja kom-
plementarne zastosowania - mikroskopia optyczna
doskonale sprawdza sie w badaniach dynamicznych
i biologicznych, natomiast SPM umozliwia szczego-
towa analize struktury i wtasciwosci powierzchni.
Potaczenie tych podejs¢, takze w postaci technik ko-
relacyjnych, otwiera nowe mozliwosci w badaniach
materiatow i uktadéw biologicznych.

Wystapienie przedstawi podstawy fizyczne obu
metod, ich ograniczenia oraz przyktady zastosowan
w réznych dziedzinach nauki. Szczegélny nacisk zo-
stanie potozony na to, jak wybér techniki pomiarowej
wptywa na interpretacje danych i nasze rozumienie

zjawisk w skali mikro- i nanometrycznej.
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